Zatacznik nr 2 do SIWZ nr DZP.381.089.2019.DW
Opis przedmiotu zamoéwienia

Czes¢é A — Spektrometr fluorescencyjny — 1 szt.
nrindeksu: 118875

Parametry wymagane przez Zamawiajgcego Parametry oferowane przez Wykonawce

Rentgenowski spektrometr fluorescencyjny z catkowitym odbiciem

promieniowania TXRF wraz z wyposazeniem

Opis specyfikacji technicznej:

— zakres analityczny Na-Am;

— generator wysokiego napiecia 50kV, 50W;

— lampa rentgenowska z anodg molibdenowg chiodzona powietrzem,
z mikro-ogniskiem 50um x 50um, o mocy 50W;

— giety monochromator wielowarstwowy 17,5keV;

— detektor potprzewodnikowy typu SDD, chtodzony elektronicznie,
o rozdzielczosci nie gorszej niz 150eV (dla 100 000 zliczen/sekunde,
linia MnKa) i powierzchni nie mniejszej niz 60mm?, czas martwy ponizej
10% dla 40 000 zliczen/sekundeg;

— wielokanatowy analizator impulséw: min. 4096 kanatéw;

— ukfad przeptukiwania azotem komory pomiarowej;

— automatyczny podajnik na: min. 90 reflektoréow o $rednicy 30 mm
(z mozliwoscig zmiany na 30 szkietek mikroskopowych) wyposazony
w automatyczny system detekcji i diody LED wskazujgce na status
pomiaru;

— kamera CCD do kontroli i archiwizacji prébek, rozdzielczo$é min. 5 MP;

— jednostka sterujgca umozliwiajgca obstuge programu sterujgcego;

— monitor min: typ LCD, min. 24 cal;

— oprogramowanie sterujgce urzgdzeniem, pozwalajgce na interpretacji
widm, analizy jakoSciowej i iloSciowej, analizy statystycznej oraz
obstugujgce podajnik reflektoréw;

— zasilanie 100/240 V, 50/60 Hz, moc nie wieksza niz 350W,

— wymiary spektrometru nie wieksze niz 550 mm x 700 mm x 520 mm
(wysokos¢ x szerokosc¢ x gtebokosc¢), masa nie wieksza niz 90 kg.;

Spektrometr wyposazony w:

— min. 50 kwarcowych (SQ1) reflektoréw o $rednicy 30 mm oznaczonych
numerami;

— zestaw uchwytow na min. 90 reflektorow do automatycznego podajnika
(10 uchwytéw na 9 reflektorow kazdy);

— zestaw uchwytéw na 6 szkietek mikroskopowych do automatycznego
podajnika (2 uchwyty na 3 szkietka kazdy);

— pudetka na uchwyty pod reflektory z oznaczonymi centrami reflektoréw
30mm (zestaw 10 sztuk);

— narzedzie do centrowania proébeki;

— kaseta do mycia min. 25 reflektorow;

— wzorce TXRF;

— podrecznik/instrukcja obstugi.
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Zatacznik nr 2 do SIWZ nr DZP.381.089.2019.DW

Opis przedmiotu zaméwienia

Czes$¢ B — Spektrofotometr — 1 szt.

nrindeksu: 118168

Parametry wymagane przez Zamawiajacego

Spektrofotometr UV-VIS, zakres dtugosci fal 198 - 1000 nm

System optyczny: jednowigzkowy

Dlugos¢ fali

Zakres: 198 do 1000 nm
Rozdzielczos¢: 1nm
Doktadno$¢: £ 2 nm

Szerokos$¢ wigzki: 5 nm

Transmitancja

Zakres:

Rozdzielczos¢: 0 do 199.9 %
Rozproszenie 0,1%

Swiatta: <0.5%T
Doktadnos¢: £ 1%

Absorbancja
Zakres: -0.300 do 2.500 A
Rozdzielczos¢: 0.001 A

Stezenie: -300 do 9999

Zakres: Do wyboru 1/0.1/0.01/0.001

Rozdzielczosé: bez, %, ppm, EBC, SRM, mEg/L, mEq, M,
mM, uM, nM, U, U/L,

Jednostki: U/mL, g/L, mg/L, ug/L, ng/L, g/dL, mg/dL, ug/dL,
mg/mL, pg/mL, ng/mL, pg/uL, ng/uL, mol/L, mmol/L

Woyjscia: Analogowe (0 do 1.999 V d.c.)

Port szeregowy RS 232

Zrodto $wiatha:

Lampa ksenonowa

Wymiary (szer. x gt. x wys.): 275 x 400 x 220 mm (+5%)
Waga: 6 kg (x5%)
Wymagane zasilanie: 230V/50 HZ

Parametry oferowane przez Wykonawce
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Zatacznik nr 2 do SIWZ nr DZP.381.089.2019.DW

Opis przedmiotu zamoéwienia

Czesé C — Analizator impedancji — 1 szt.
nrindeksu: 119677

Parametry wymagane przez Zamawiajgcego

Analizator obwodow/widma i impedancji dziatajgcy
w zakresie czestosci 10 Hz do 500 MHz.

Zakres mocy sygnatlu -50 dBm do +15dBm,
z rozdzielczoscig 0.1 dBm

Rozdzielczo$¢ pasma czestoscii 3 Hz do 300 kHz,
w krokach: 1, 3, 10

Powinien posiada¢ mozliwos¢é przemiatania: czestosci,
mocy, sygnatu i poziomu pola podktadu DC, typu liniowe i
logarytmiczne oraz programowalne.

Pomiar w zakresie sygnatu AC: 0-1 V RMS

Powinien posiada¢ mozliwo$¢ pomiaru przy polaryzacji DC
do 40V przy dokt. 10 mV

Zakres dynamiczny >=100 dB, rozdzielczos¢ 0.001 dB

Wektorowa analiza obwodu i widma
Wbudowany BASIC dla automatyzacji pomiaru

Rozdzielczo$¢ pasma pomiaru min. 3Hz

Parametry oferowane przez Wykonawce
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Zatacznik nr 2 do SIWZ nr DZP.381.089.2019.DW

Opis przedmiotu zamoéwienia

Czes¢ D — Spektrometr absorpcji atomowej — 1 szt.
nr indeksu: 120060

Parametry wymagane przez Zamawiajagcego

Spektrometr absorpcji atomowej do pracy w technice

ptomieniowej

Specyfikacja techniczna:

Dwuwigzkowy spektrometr absorpcji atomowe;:

— pracujgcy w wariantach: atomizacji ptomieniowej (FAAS)
z mozliwoscig doposazenia w przysztosci o atomizacje
elektrotermiczng w piecu grafitowym (GFAAS) i
generacje wodorkow (HGAAS),

— powinien umozliwia¢ automatyczng analize
wielopierwiastkowa,

— powinien by¢ wyposazony w min. 6-pozycyjny,
sterowany z komputera, zmieniacz lamp z 6
niezaleznymi zasilaczami,

— powinien by¢ wyposazony w podwdjny monochromator
Echelle zapewniajgcy uzyskanie odwrotnej dyspersiji
liniowej nie gorszej niz 0.5nm/mm, pracujgcy w zakresie
spektralnym 180-900 nm z fotopowielaczem jako
detektorem.

— z komputerowym ustawianiem szczeliny spektralnej,
zapewniajgcym wybor jednej z kilku dostepnych statych
szczelin: 0,1; 0,2; 0,5;1,0 nm

— z automatyczng adjustacjg lamp w wigzce optycznej,
automatycznym rozpoznawaniem lamp kodowanych,
ustawianiem diugosci fali z poziomu oprogramowania i
automatycznym wyszukiwaniem maksimum energii

Elektroniczna modulacja lamp. Nie dopuszcza sie uktadu

z mechaniczng modulacjg lamp tj."chopperem”

Automatyczny modut sterowania przeptywem gazéw z

masowymi kontrolerami przeptywu umozliwiajgcy

automatyczny dobér stechiometrii ptomienia

Korekcja tta:

Ptomien:

- korekcja z wykorzystaniem lampy deuterowej w zakresie

180-430nm

Zestaw palnikéw tytanowych 50mm i 100mm. Palnik 50 ma

winien umozliwia¢ prace ze wszystkimi typami ptomienia,

eliminujgc koniecznos¢ zmiany palnika przy przejsciu do
analizy pierwiastka wymagajgcego innego typu gazu.

Komora mgielna z wyposazeniem umozliwiajgcym prace z

ptomieniem acetylenowo- powietrznym i podtlenkowym oraz

prace z ketonem metylo- izobutylowym.

Parametry oferowane przez Wykonawce

str.4z12



Komputerowe ustawianie wysokosci palnika z mozliwoscig

jej automatycznej optymalizacji dla analiz wielo-

pierwiastkowych;

Mozliwos$¢ recznego skrecania palnika do 90°, bez

otwierania komory palnika;

Teflonowa kulka rozpryskowa ze $rubg mikrometryczng

umozliwiajgca uzyskanie precyzyjnego i powtarzalnego

potozenia kulki;

Mozliwos¢ zainstalowania w przysziosci gtowicy pieca

grafitowego:

pracujacej w zakresie do 3000°C -wyposazonego w

optyczny system kontroli sterowania i kontroli temperatury

dwie korekcje tta — lampa D2 i Zeeman, z mozliwoscig

uzycia obydwu w ramach jednej analizy,

mozliwo$¢ zainstalowania kamery telewizyjnej do obserwaciji

wnetrza kuwety grafitowe;j

z podgrzewaniem wzdtuz osi optycznej kuwety

Wymagane wyposazenie spektrometru:

— kompresor powietrza ,

— reduktor do acetylenu,

— reduktor do podtlenku azotu,

— trzy lampy z katodg wnekowsa,

— zestaw wezykow do zasysania prob - min. 6m,

— $ruba mikrometryczna do regulacji kulki rozpryskowej,

— kapilara teflonowa 0,5 mm,

— kapilara teflonowa 0,4 mm,

— lampa kodowana HCL- Ca/Mg, do okresowej kalibracji
spektrometru przez Uzytkownika,

— 2 lampy kodowane HCL,

— port USB do komunikacji z komputerem zainstalowany w
spektrometrze.

Stacja danych z drukarka o parametrach nie gorszych

niz :

— procesor minimum dwurdzeniowy, min 3 GHz,

— pamie¢ RAM minimum 4 GB,

— dysk twardy minimum 500 GB,

— naped optyczny DVD +/- RW,

— klawiatura, mysz optyczna,

— System operacyjny Windows PL,

— monitor minimum 19”,

— drukarka laserowa kolorowa.

Zatacznik nr 2 do SIWZ nr DZP.381.089.2019.DW
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Zatacznik nr 2 do SIWZ nr DZP.381.089.2019.DW

Opis przedmiotu zamoéwienia

Czes$¢ E - Zestaw do elektroforezy — 1 szt.
nr indeksu: 118829, 118831

Parametry wymagane przez Zamawiajacego Parametry oferowane przez Wykonawce

Zestaw do elektroforezy horyzontalnej z wbudowanym

ceramicznym wymiennikiem ciepfa ktéry winien umozliwiac

precyzyjna stabilizacjg temperatury zelu w czasie elektroforezy

— pole rozdziatu 21 x 30 cm (x5%) - elektrody wzdtuz
dtuzszych bokoéw,

— komora elektroforetyczna z elektrodami Pt - 1szt.,

— wbudowany ceramiczny wymiennik ciepta

— pokrywa aparatu - 1 szt.;

— kable zasilajgce — 1 kpl.;

— weze potgczeniowe w otulinie termiizolacyjnej - kpl.;

— state standardowe elektrody Pt, 1 kpl.

— wktad 2x10 szt. na 20 szkiefek .
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Zatacznik nr 2 do SIWZ nr DZP.381.089.2019.DW

Opis przedmiotu zamdéwienia
Czes¢ F — Mieszadto magnetyczne z grzaniem — 3 szt.
nr indeksu: 119980

Parametry wymagane przez Zamawiajacego Parametry oferowane przez Wykonawce

Aluminiowa ptyta grzejna z powtoka ochronng.

Panel sterujacy oddzielony od ptyty w celu ochrony przed
wyptywajgcymi cieczami.

Stata predkos¢ przy zmianach lepkosci substancji mieszane;j.

Panel frontowy ze skalg w °C i obr./min.

Naped mieszadta magnetycznego:

Max. objeto$¢ mieszanej cieczy (H20)— 15|
Max. predko$é obrotowa 50-1500 min™

Moc silnika: wejsciowa / wyjsciowa 30/23W (£5%)

Funkcja grzania:

Moc grzania 600 W (£5%)

Zakres temperatury 50-370°C
Powierzchnia robocza fi 155mm (x5%)

Wymiary (szer. x gt. x wys.) 165 x 280 x 115 mm (+5%)

Waga 2,6 kg (5%)
Zasilanie sieciowe 230V, 50 Hz
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Zatacznik nr 2 do SIWZ nr DZP.381.089.2019.DW

Opis przedmiotu zamoéwienia
Czes¢ G — Wytrzgsarka cyfrowa — 1 szt.
nr indeksu: 120003

Parametry wymagane przez Zamawiajacego Parametry oferowane przez Wykonawce

Wytrzasarka cyfrowa z ustawieniem liczby obrotéw i czasu
Mozliwe ustawienia: 1 do 99 s (bieg interwatowy), 1 do 99 min
(tryb wolnych ragk) lub praca ciggta.

Typ ruchu: kotowy.

Zakres predko$¢: 500 — 2850 obrotéw na minute.
Dopuszczalne warunki pracy (temp. i wilgotno$é¢): od 0°C do
+38°C i 95%.

Wymiary: 165 x 122 x 165 mm (£5%)

Waga: 4 kg (£5%)

Zasilanie: 230V, 50/60 Hz
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Zatacznik nr 2 do SIWZ nr DZP.381.089.2019.DW

Opis przedmiotu zamoéwienia

Czes¢é H — Spektrofotometr — 1 szt.

nr indeksu: 119080

Parametry wymagane przez Zamawiajgcego

Absorpcyjny fotometr jednokanatowy UV/VIS 2z wigzka
odniesienia;
Zasilanie 240V £ 10 %;

3. Maksymalne zuzycie energii podczas pracy nie wigksze niz

30W;
Waga nie wigksza niz 5,4 kg;

5. Wymiary nie wigksze niz (szer. x dt. wys.) 29,5 x40 x 15 cm;

6. Zrodio $wiatta ksenonowa lampa bltyskowa oraz LED (dotyczy

fluorescencji);
Analiza spektralna UV/VIS w zakresie 200 — 830 nm;

8. Mozliwos¢ wyboru fali co 1 nm;

9. Wyswietlacz TFT VGA lub réwnowazny o przekatnej nie

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.

21.
22.
23.

mniejszej niz 5,7 cala;

Wysokos$¢ promienia przechodzenia wigzki 8,5 mm;
Spektralna szerokos$¢ pasma nie wieksza niz 4nm,;
Fotometryczny zakres pomiaru przy 260 nm nie mniejszy niz 0
-3,0A;

Btad przypadkowy fotometru przy A=0 nie wiekszy niz 0,002
(0,2%);

Mozliwos¢ stosowania standardowych kuwet oraz kuwet
mikrolitrowych;

Mozliwos¢ rejestrowania skandéw absorbcji z analizg i
wyznaczaniem pikéw;

Mozliwos¢ pomiaru absorbcji przy jednej lub wielu dtugosciach
fal;

Mozliwos¢ wyznaczania stezenia z na podstawie
wprowadzonej krzywej standardowej;

Kuweta umozliwiajgca pomiar stezenia DNA w objetosci 1,5 pl
w zakresie 2,5-1500 ng/ul, nie posiadajagcg zadnych
dodatkowych czesci, miejsce naniesienia prébki otoczone
hydrofobowym pierscieniem, wykonana z szkta kwarcowego i
aluminium, abosrbancja wtasna przy 260 nm nie wigksza niz
0,05A.;

Odczyt poprzez matryce diodowg CMOS;

Intensywnos¢ fluorescencji w zakresie od 0,5nM do 2000nM
fluoresceiny;

Dtugosé fali wzbudzenia fluorescencji 470nm:;

Dtugos¢ fali emis;ji fluorescencji 520nm i 560nm;

Bfgd pomiaru fluorescencji +/-2% przy 1nM fluoresceiny

(dtugosé fali emisji 520nm);

Parametry oferowane przez Wykonawce
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Zatacznik nr 2 do SIWZ nr DZP.381.089.2019.DW

24.Bezposrednia obstuga w urzadzeniu, nie potrzeba komputera;

25. Wbudowana pamigeé umozliwiajgca zapisywanie co najmniej
100 metod lub wynikow;

26. Mozliwos$¢ przesytania danych za pomocs interfejsu USB;

27. Mozliwos¢ podtgczenia drukarki za pomocg interfejsu RS-232;

28. Mozliwo$c¢ podtgczenia PC przez interfejs USB;

29.Instrukcja  obstugi  wydrukowana lub na  nosniku

elektronicznym.
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Zatacznik nr 2 do SIWZ nr DZP.381.089.2019.DW

Opis przedmiotu zamowienia

Czesé | — Mieszadlo magnetyczne z grzaniem — 2 szt.
nrindeksu: 119819

Parametry wymagane przez Zamawiajacego

Parametry oferowane przez Wykonawce

Mieszadlo magnetyczne z grzaniem w zestawie ze statywem

i termometrem kontaktowym ceramiczna piyta grzewcza
18x18mm;

do mieszania do 10L (H20);

staty obwod bezpieczenstwa 550 °C;
wskaznik / ostrzezenie 0 gorgcej
zapobiegajgce oparzeniom;

moc znamionowa silnika 1,5 W;

kierunek obrotéw w lewo;

skala predkosci 0-6;

zakres predkosci 100-1500 obr/min;

zakres temperatur ogrzewania 50-500 stopni C;
dioda LED kontroli ciepta;

ogrzewanie ptyty grzewczej 5 K/min;
wyswietlacz cyfrowy (LED);

wyswietlacz cyfrowy kodu btedu;

podwyzszony panel

kontrolny do ochrony

wyciekaniem cieczy.

powierzchni

przed
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Zatacznik nr 2 do SIWZ nr DZP.381.089.2019.DW

Opis przedmiotu zamowienia

Czesé J — Mieszadlo magnetyczne z grzaniem — 1 szt.
nrindeksu: 119827

Parametry wymagane przez Zamawiajacego

Zakres predkosci: 100 — 1 400 rpm

Doktadnosc¢ predkosci: min. £2 %

Wyswietlacz: Cyfrowy

Moc: min. 800 W

Temperatura ptyty: 20 — 300°C

Dokfadnosc¢ temperatury piyty: +1 °C

Dotgczony czujnik

Maks. objetos¢ mieszanej cieczy (w przeliczeniu na
H20): 20 L

Maks. obcigzenie: 25 kg

Ptyta wierzchnia: powtoka ceramiczna, chemoodporna
Zuzycie energii: 820 W

Srednica piyty wierzchniej: 145 mm +5mm

Ciezar: max 3 kg

Wymiary (dh. x szer. x wys.): 173x277x94 mm

Klasa bezpieczehnstwa wg DIN EN60529: IP 32
Zabezpieczenie nadtemperaturowe: tak, 25°C powyze;j
temperatury ustawionej

Parametry oferowane przez Wykonawce
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